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Zalacznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie zestawu sktadajgcego sie

z wielofunkcyjnego dyfraktometru proszkowego z kompletnym zestawem narzedzi i podzespotow
niezbednych do efektywnej i bezpiecznej pracy, jak rowniez komputera wyposazonego w niezbedne
oprogramowanie. Zestaw ten musi spetnia¢ nastepujgce wymagania minimaine:
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Zestaw zawierajacy wielofunkcyjny dyfraktometr proszkowy musi umozliwiaé prowadzenie
co najmniej nastepujacych typow badan:

Jakosciowg analize fazows.

lloSciowa analize fazowa.

Wysokorozdzielcze pomiary do celéw analizy strukturalne;.

Analize Rietvelda.

Analize cienkich warstw, badania mikrostruktury.

Wielofunkcyjny dyfraktometr proszkowy:

Musi by¢ wyposazony w obudowe radiacyjng spetniajacg europejskie wymogi bezpieczenstwa.
Musi byé wyposazony w rentgenowskg lampe ceramiczng o anodzie Cu umozliwiajgcg zmiane
ogniskowania z liniowego na punktowe.

Musi by¢ wyposazony w zautomatyzowany ukfad pozwalajgcy na zmiane geometrii pomiarowe;j
bez potrzeby recznego ustawiania optyki czy justowania goniometru.

Musi by¢é wyposazony w zautomatyzowany uklad pozwalajgcy na formowanie wigzki
promieniowania.

Musi by¢ wyposazony w stolik obrotowy na prébki.

Musi by¢ wyposazony w monochromator ptaski wigzki pierwotnej dla promieniowania Cu oraz Co.
Musi by¢ wyposazony w zmotoryzowane szczeliny Sollera (0,025/0,05 RAD) z mozliwoscig
dostosowania szczeliny rozbieznosci po stronie pierwotnej oraz wtérej wigzki.

Optyka rentgenowska strony pierwotnej i wtérnej oraz detektor muszg by¢ umieszczone w uktadzie
prézniowym (< 50 mbar).

Musi by¢ wyposazony w detektor umozliwiajacy prace w trybach 0D i 1D, pomiary w trybie
skanowania i statycznym, wykazywac wydajno$¢ kwantowg > 97% w zakresie rzedu co najmniej
1010 cps dla catos$ci detektora dla promieniowania Cu ka.

Musi posiada¢ zdolnos¢ do pozyskiwania danych dyfrakcyjnych o rozdzielczosci 0,021°(FWHM)
dla pierwszego maksimum dyfrakcyjnego do pomiaru w geometrii Bragg-Brentano dla wzorca NIST
LaBs.

Musi zosta¢ dostarczony z zestawem 6 uchwytow umozliwiajgcych przeprowadzanie analiz
w geometrii obiciowe;.

Musi zosta¢ dostarczony z uchwytem umozliwiajagcym przeprowadzanie analiz w geometrii
transmisyjnej.

Musi zosta¢ dostarczony z holderem fadowanym od tytu wraz z dedykowanym narzedziem do
preparatyki probki;

Musi by¢ wyposazony w ukifad chtodzacy lampe rentgenowskg pracujgcy w uktadzie
woda/powietrze;

Dyfraktometr musi zosta¢ dostarczony z komputerem wyposazonym w oprogramowanie sterujgce
dyfraktometrem wraz z monitorem o przekatnej minimum 23,8", klawiaturg oraz myszka.
Konstrukcja goniometru nie moze zawierac przeciwwag na ramionach.
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Oprogramowanie:

Dyfraktometr musi zosta¢ dostarczony z oprogramowaniem potrzebnym do obrébki danych
wyjsciowych badan wymienionych w sekcji A opisu przedmiotu zamdwienia z licencjg dla 10
uzytkownikow.

Oprogramowanie sterujgce musi pracowa¢ w srodowisku Windows 10 i obstugiwa¢ wszystkie
niezbedne funkcje potrzebne dla przeprowadzenia pomiaréw, uzyskiwania i analizy wynikéw oraz
ich przechowywania.

Musi umozliwia¢ obrébke danych bez konieczno$ci tgczenia sie z analizatorem.

Wymagane warunki dodatkowe:
Dyfraktometr musi by¢ fabrycznie nowy, w petni sprawny, wolny od wad materiatowych i prawnych.

By¢ oznakowany w taki sposéb, aby mozliwa byta zaréwno identyfikacja produktu jak i producenta.
By¢ w pemi przystosowany do zasilania z sieci elektrycznej o parametrach zgodnych
ze standardami obowigzujgcymi w Polsce.

Posiada¢ wymagane prawem certyfikaty (w tym certyfikaty CE) dopuszczajgce do sprzedazy
i uzytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dostarczone wraz z kartami gwarancyjnymi).
By¢ kompletny, to znaczy powinien by¢ dostarczony wraz ze wszystkimi materiatami, akcesoriami
i narzedziami niezbednymi do jej uruchomienia i pracy zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca musi zagwarantowac¢ okres produkcji cze$ci zamiennych przez minimum 5 lat od daty
dostarczenia i uruchomienia.

Wykonawca musi posiada¢ autoryzowany serwis producenta na terenie Polski dla oferowanego
przedmiotu zaméwienia.

Instalacja, testy weryfikacyjne, protokolarne przekazanie analizatora do eksploatacji, 2-dniowe
szkolenie w zakresie eksploatacji i konserwacji oraz techniki prowadzenia pomiaru i tworzenia
procedur pomiarowych.

Jednodniowe szkolenie eksperckie z zakresu technik prowadzenia pomiaru i tworzenia procedur
pomiarowych w terminie od 2 do 6 miesiecy od daty uruchomienia urzgdzenia.

Dwie wizyty serwisowe po roku i dwoch latach od instalacji dyfraktometru.
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